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1.Wstep

Podecznik jest przewodnikiem po oprogramowaniu OMNICzgznaczonym do
spektroskopii FTIR. Oprogramowanie usiwia wykonanie szeregu zaflav zakresie
spektroskopii, od zbierania danych do wykonanidiapalosciowej. Jako aplikacja
Windows umdliwia fatwa manipulacg widmami. Rozkazy potrzebne do zbierania
I przetwarzania widm spektroskopowych zorganizowapenv rozwijanych menu,
wystepuja na pasku ikon a tak mog by¢ wprowadzane z klawiatury.W kolejnych
rozdziatach przewodnika czytelnik znajdzie odpowiath pytanie jak najpetniej
wykorzyst& zalety oprogramowania dla swoich bada

Jak rozpoczyna prace z programem OMNIC

* Istnief dwa sposoby uruchomienia programu:
dwukrotnie klikra¢ na ikore programu OMNIC ESP (§& taka ikona wysfpuje na
pulpicie systemu Windows),

» otworzy ,START” menu, klikrg¢ ,,Programy”, klikrg¢ ,Omnic”.

Pomoc (Help)
Omnic posiada bardzo szczego6lowy system pomocy afpgielsku) dospny po
kliknieciu myszlg na ,Help” menu.

2.0pis okna Omnic

W rozdziale opisano poszczegolnestz okna Omnic. Zapoznaniegst nimi utatwi
petne wykorzystanie oprogramowania.

Okno Omnic
Po otwarciu programu na ekranie monitora pojawnsistpujacy obraz:
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Jest to okno Omnic, ktérego nazwa pojawgansi pasku tytutu. Najwksz czes¢ okna
zajmuje okno widma, w ktorym wwietlane jest widmo probki.

Pasek menu

Na pasku menu znajdujsic nazwy poszczegoOlnych menu. Ustawiore ane w

kolejncici utatwiapcej zbieranie i obrékkdanych FTIR. W kadym z menu wyspuja

rozkazy zgrupowane w/g odpowiag@jch im funkcji. Wybor potrzebnego rozkazu
dokonuje sj w/g zasad obowrujgcych w systemie Windows.

Pasek ikon
W celu utatwienia pracy niektére rozkazy wysijace w menu gspowtdrzone na pasku
ikon. Istnieje maliwos¢ wiasnej konfiguracji paska ikon.

Status aparatu
Rodzaj wywietlanego znaku okéta stan aparatu:

Status systemu
@ e - prawidiowa komunikacja aparatu z komputerem, ystkie
komponenty aparatu pragyprawidtowo

g Status systemu L ]
. — brak komunikacji aparatu z komputerem Ilub jeden z

komponentow aparatu nie pracuje, brakztimasci rejestraciji widm. Wywietlana jest
informacja dot. Problemu (w jez. Angielskim)

=
- wyskpuje pewien problem, lecz mlova jest rejestracja widm

Pasek ekperymentu

Wyswietla rodzaj zatadowanej metody (eksperymentu).zihodokona recznego
wyboru rodzaju eksperymentu otwigg@rozwijalrg liste dostpnych eksperymentow.
Uwaga niektore eksperymenty myogie by kompatybilne z aktualnie zainstalovgan
przystawl — wySwietlony zostanie odpowiedni komunikat, jak pog)i

Potwierdzenie

[ ) 1 Wybrany eksperyment wymaga przystawki, ktdra nie zostata zainstalowana.
= Czy kontynuowac ustawianie parametréw eksperymentu?

Okna widma

Okna widm umaealiwiajg oglagdanie wielu rodzajow danych widmowych,
a w szczegolni:

» widma probki lub tla przechowywanych na dysku

» widma probki, ktérej danegsvtasnie zbierane

» widma, ktore zostato poddane analizie lub obrébce

« widm bibliotek, ktére zostaty znalezione przy pragdswaniu bibliotek
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* inne rodzaje widm.

Okno widma z przyktadowym widmem prébki wydh nasfpujaco:

A OMNIC - [Okno 1] = |6 |t
EJ Plik_Edya Pomiar Widok Przetwarzanie Analiza Kinetyka Raport Atiys SST Okno Pomoc =]
Eksperyment | Pomiar transmisyjny (TRANS_omni.exp) ~| & Status systemu
[T -t ﬁu | |ABS| [ora) e ™| L+ ‘ ‘ % ‘ % % % % % % % % % %
2w o R 72 I o R B HEdHEHERBEIEEKEHA -
Pomtta  Pompr Otwér isz jake Absob  %Trans  Odm  AutBaz AdvATR Nim Skl SzukBb  Marbib 5cl0_110 scale_to_p korelacia  Pstr PstrEP OdeimilPP Oblicz C2 Oblicz C2_unlock_lb_M1170Re  ffhw
@@ [Polystyrer ®

6.0 T poly.

as afim
55-

50l Nazwa widma

Absorbancja

Wspétrzdne
kursora

Nawigator widma — J
pasek podgdu ‘

Pasek nakglzi

2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600

Liczby falowe (\-1)

3600 3400 3200 3000 2800 2600

rys. nr 2

Kilka okien z widmami mge by wyswietlone jednoczgie na ekranie. Ik
wyswietlonych widm zaley od ilosci pamkci komputera.
Nowe okno pojawia gina ekranie przy wykonywaniu nggtijacych operaciji:
» otwieraniu nowego widma zapisanego na dysku, gdgine widmo nie jest
wyswietlane na ekranie
 zbieraniu danych badanej probki
» dodawaniu do okna wynikowego widma po wykonaniuekgji linii bazowej,
odejmowaniu, okrdaniu pikéw, przeszukiwaniu bibliotek
* po wybraniu opcji ,Choose New Window” (Wybierz noakno) z menu ,Window”
(Okno).

Po dokonaniu zmian w wwietlanym oknie i probie zamkggia okna, program
wyswietla pytanie czy zachowamiany dokonane w oknie. Do wyborytszy
mozliwosci: ,Yes” (Tak), ,No” (Nie) lub ,Cancel” (Anuluj) W zaleznosci od decyzji
nalezy wybrat odpowiedni przycisk.

Panes (Panele)

Panel jest obszarem oknaywanym do wywietlania widma wraz z zwkanymi z nim
informacjami. Okno pokazane na rys. nr 2 zawiedaepanel, ale nmie by ich kilka.
Jak ustawd wickszy ilos¢ paneli w jednym oknie patrz ,Setting the Display
Parameters” (Ustawianie parametrowswietlania) w rozdziale ,View” (Wygid) i
.New Window Options” (Opcje nowego okna) w rozdeigEdit” (Edycja).

The Active Spectral Window (Aktywne okno widma)
str. 5



Tylko jedno okno mge by aktywne w tym samym czasie. Tylko w jednym oknie
mozna przeprowadza operacje na widmach. Aby uaktywnokno naley klikna¢
mysz w obszarze okna.

Axes (Wspotrzdne)

Jednostkami rgdnej ,. X" mogg byc¢ liczby falowe 1/cmpum lub nm

Jak wybré ustawienia szukaj w rozdziale ,View” (Wygl) ,Selecting an X axis
format”(Wybieranie formatu osi X).

Jednostki osi,Y" zaleg od tego jaki format zbierania danych wybrano prasgawianiu
parametroéw zbierania danych (patrz Collect Setupamu Collect).

Title Box (Pasek tytutu)

W pasku tytutu znajduje ginazwa wybranego widma. siewybrano dwa widma w
pasku pojawia ginapis , Two spectra selected” (Wybrano dwa widma)y wyswietli¢
tytuty wszystkich widm w oknie natg klikna¢ na strzatk z prawej strony paska.

= | @ [

OMNIC - Okno 1]
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rys. nr3

Istnieje kilka sposobow wyboru widma:
* klikniecie na nazwwidma w pasku tytutu
* przy wyborze wikszej ilasci widm - przytrzymanie klawisza ,Control” i klikacie
na wybrane nazwy.

Zmiana nazwy widma
Zmiany nazwy widma mina dokoné bezpdrednio w pasku nazwy widmazywajac
dostpnych w menu ,Edit” nargzi edycyjnych.

View finder (Nawigator widma - Pasek podgidu)
Pasek podgbu umaliwia wyswietlanie czsci widma w oknie widma. Mina
wyswietli¢ dowolrg czes¢ widma w oknie (dotyczy to tylko osi X)
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A OMNIC - [Okno 1] (=™
a[x
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Ekspetyment | Pomiar transmisyjny (TRANS_omni exp) ~| &3 status systemu
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Aby to uczyné nalezy ,uchwyci¢” (uchwycic znaczy naprowadgiwskanik myszy na
prawy lub lewy znacznik zakresu, nagénewy przycisk myszy, przesgéiw wybrane
miejsce a nagpnie zwolné przycisk) lewy lub prawy znacznik zakresu i praeguw
wybrane miejsce. W trakcie przesuwaniagwigtlane § wartasci X zakresu.
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rys.nr5

Strzatki po prawej stronie paska pogthl umaliwiaja przesuwanie wybranego zakresu
widma w prawo lub w lewo. Strzatki po lewej stropi@ska umzliwiajg rozszerzenie lub
zwezenie wywietlanego zakresu. Dwukrotne klikie w obszar mgidzy znacznikami
zakresu przywraca pierwotny wygdl okna widma.
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Collection and processing information (Dane o pomiae i przetwarzaniu )

W celu uzyskania informacji o parametrach zbieraaaych wywietlanego widma
nalezy:

» podwaijnie klikrg¢ na pasek nazwy widma

* lub Kklikna¢ na przycisk j,” znajdugcy sk po lewej stronie paska nazwy widma.

(TRANS_omni exp) |/ &3 tatus systemu

‘Absorbancja

A
>
>

9 9 Y

-
- S| [ y Fo % % %
v BRI 7 e S ) = G [ < I 2 2 CHERCECRCEC)
i
r —

Nazwa: Polystyrene measured as a fim ‘ ®
Zarejestrowane: Pon Maj 12 18:13:08 1997 (GMT+02:00)
Nazwa pliku: C:\My Documents\Omnic\Spectra\absorb spa

Komentarz

Komentarz uzytkownika 1

[INFORMACJA POMIARU DANYCH
Liczba sk 32

Wa a X
Odstep danych: 1928497

(Pomac) (omki) Ckopu) Copisy) o) Cann)

rys. nr 6

Wyswietlone okno dostarcza wszelkich informacji dotyozch widma (nazwa, data
wykonaniasciezke do katalogu w ktérym znajdujegsividmo, ilos¢ skandw, diugée
czasu skanowania, rozdzielézp itd..). W oknie znajduje sitakze miejsce na
komentarz w@ytkownika. Paski ,Custom info 1" i ,Custom info 2imazliwaja
wprowadzenie informacji, ktéra me by dodana do wydruku widma. Wszystkie
powyzsze informacje mag by¢ wydrukowane przy iyciu przycisku ,Print”
znajdupcego s¢ w dolnej czsci okna.

Pasek narzdzi

Pasek nargzi sktada si z széciu przyciskow umgliwiajacych:

* wybdér widma

* wybdr zakresu widma

» kursora spektralnego odczytu wspéttmych potaenia kursora

» okreslania wysokdci piku

» okreslanie powierzchi piku

* wprowadzania opiséw

Tylko jeden przycisk mge by wybrany w tym samym czasie. Przycisk wybranego
narzdzia jest poéwietlony. Przesurcie wskanika myszy w obszar okna powoduje
pojawienie sj ikony reprezentygej wybrane nakxlzie. Nie dotyczy to naedlzia
wyboru.
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rys.nrv7

Funkcje kadego z nargdzi opisane $w nas¢pujacych rozdziatach:

Selection Tool (Wskanik widm) ®

Wskaznik widm pozwala:

* uaktywnic widmo

* uczynt widmo nieaktywnym

* rozszerzy widmo

» zredukowa& wymiary wyswietlanego widma

* przesuwé widmo w goe lub w dét w obszarze panelu lub okna

» wybra adnotacje, ktére mapy¢ skasowane.

Aktywne widmo w oknie w§wietlane jest w kolorze czerwonym.

¢ uaktywnianie widma:
Naprowadz wskanik na wybrane widmo i nacigé lewy przycisk myszy.

¢ uaktywnienie nagpnego widma w oknie:
Przytrzyma klawisz ,Control” klawiatury, naprowadzwskanik na widmo,
nacisngc lewy przycisk myszy.

* uczynienie widma nieaktywnym:
Przytrzyma klawisz ,Control”, wskazawidmo, nacisa¢ lewy przycisk myszy.

* Rozszerzanie widma:
Aby rozszerzy wybrany fragment widma, narysuj prosjbkizywajac narzdzia
wyboru (ustawé wskanik w lewym, gérnym narmiku wybranego fragmentu
widma, przytrzymaj lewy przycisk myszy, przggij do prawego, dolnego
naraznika, zwolnij przycisk myszy) i naginie kliknij wewrgtrz wyrysowanego

prostokta.

77 OMNIC - [Window1] [_[=]x]

E File Edit Collect WYiew Process Analyze HRaman Report Window Help = Elﬁ

Esxperiment: |Um|tled [z Bench Status
A @ m © | EE

v e (= L R >4
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w
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rys. nr 8

Wybrany fragment zostanie rozszerzony na cate okno.

OMNIC - [Window1] (=] ]
E File Edit Collect View Process Analyze Baman Report Window Help =8| x|
Experiment: |Unm|ed L" g Bench Status
[F‘mygt';,'rene measured as a film ] éJ
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rys.nr9

Na pasku wyboru pojawia ¢sirozjaniony fragment wskazagy miejsce wybranego

zakresu na tle catego widma.

Uwaga: Je&li zmienisz zamiar, skasowanie wybranego prageoklokonuje si klikajac
wskaznikiem myszy poza obszarem prositak

Redukowanie wymiaréw okna
PrzeprowadZi operac} jak wyzej (selekcja, rysowanie prostik), a naspnie
przytrzymupc klawisz ,Shift” klikng¢ dwukrotnie wewgtrz prostolgta.

OMNIC - [Window1] [ [Z]X]
=] File Edit Collect View Process Analyze Raman Repot Window Help =8 x|
Experiment:lumitled jl \? Bench Status
IF'»:wI'V-,v'at‘;,-'rene measured as a film I é]

607

iPolystyrene measured as a £ilm
5.5 “Mon May 1z 09:12:08 1997
* Humb.

Absorbance
w
o
I

T T . . . T
4000 2000 u} -2000

Wavenumbers (cm-1)

%:(-925.515) Y:(4.408)

[SRINAIAAN TIE s u J =

rys. nr 10
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Uwaga: Powr6t do pierwotnego wygdu widma umaliwia podwojne kliknecie
wewngtrz podwietlonego fragmentu w pasku wyboru.

* Przesuwanie widma w gplub w dét

Ustawic wskanik na widmie, nacisit lewy przycisk myszy, przeggmna¢ widmo w
gore lub w dot, zwolné przycisk myszy.

* Wybor adnotacji w celu skasowania

Narysuj prostolt (patrz wyej), wokét tekstu, ktory ma ldyskasowany, nagbnie
Kliknij poz. ,Deleting Annotation” (Kasowanie adraaji) w menu ,Edit” (Edycja)
lub trzymajgc klawisz ,Control” kliknij mysz wewrgtrz prostokta.

Wybor zakresu spektralnego (Region Tool{®

Istnieje pewna liczba polet€komend) programu OMNIC ktore wykonywarnge s
raczej na pewnym zakresie widma na catym widmie. Nagpujacych polecé uzywa
sig w

qubranych zakresach widma:

* wycinanie czsci widma

e wprowadzanie linii prostej do widma

* szukanie potgenia pikéw

* Dekonwolucja Fouriera

¢ okreslanie szumow

* przeszukiwanie bibliotek widm

Aby wybrat okreslony zakres widma natyg:

* wybra narzdzie wyboru zakresu klikag na nie myszk

* naprowadzi wskanik na miejsce, ktére jest pagkiem zakresu, przytrzynédewy
przycisk myszki, przesad wskanik do miejsca kacowego zakresu, zwolhi

przycisk myszki.
[ OMNIC Twindowi] T B
gEila Edit Colect “iew Process Analyze HRaman Beport  Window Help o 1= |
Experlment'|Umitled R Eench Status
el e [} L]
i |- A [ | e s (=
|Pn|ystyrene measured as a film |£ Annotate I

Zaznaczony zakres

Absorbance
w
1

- [Wartosci X poczatku i
1+ |konca zaznaczonego
| |zakresu

Szerokaié
zaznaczonego zakresu

T . . g . v
2000 1000
Wavenurnbers (crn-1)

1
3000

W.(3208,722 2705 371 Total Region: (503 552)

gl Start | [ Microsoft Word - Dokumen...| [ 48 OMNIC - [Window1]

Gl <ia® 50

rys. nrll
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Przyciemniony obszar jest wybranym zakresem.

Spectral Cursor Tool (kursor spektralny) @
Kursor wywany jest do odczytu wddi X i Y punktéw widma. Wartéci te
odczytujemy na pasku w dolnejedzi widma. Klikagc pole zaznacz po prawej stronie
paska tytutu widma mima opisé aktualry wartas¢ Y potozenia kursora spektralnego,
tak jak na rysunku pomgj:

L=l

etwarza this ST Okno Pomoc _1o]x
nsmisyjny (TRANS_omni.exp) | & Status systemu

iy
o b R B NH v @ QG B R B
L L 2 oce WG WK MCRS  MCRD WD  WoR) MR WD WGR  Micea

Boob ATens Oam  AuBe AWATR NS SakBb Mpbb  oTI0  scdetos kowda P PolEP OdemiPP Obies 2 Obiee 2. unkooolo MOl fie

Korelar

@ ez

rys. nr 12

Po wybraniu nargzia kursora, wprowadzeniu go w obszar okna i kéi&o, na
ekranie pojawi sie dwie przecinajce s¢, pod ktem prostym, linie. Punkt przecia
si¢ linii bedzie lezat na linii widma. Aby odczytawartasci innego punktu na widmie,
nalezy przesugé wskanik w miejsce wybranego punktu i ponownie khknewym
przyciskiem myszy.

* Przesuwanie kursora
Przesuwaniem kursora steysjrzatki ,w prawo” lub ,w lewo” klawiatury.

* Umieszczanie kursora na szczycie piku.
Ustawic kursor w pobliu piku, nacisac i przytrzyma klawisz ,Shift” klawiatury,
klikna¢ lewym przyciskiem myszy. Kursor ustawk sautomatycznie na szczycie
piku. (Dotyczy to widm wywietlanych w trybie absorbancji, Kubelka - Munk lub
log 1/R, w trybie % transmis;ji itd. Kursor ustawg sv ,dolinie” widma).
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Peak Height Tool (Miernik wysokdci piku) @
Najczsciej wysokaé piku mierzy s¢ od linii ,zero absorbcji”, ale czasami korzystniej
jest mierzy wysoka¢ piku od linii bazowej. Tak zmierzona wysakmiku nazywana
jest ,skorygowan wysokdaciag piku”. Linia taczagca najnkej potazone punkty widma
(najblizsze pikowi) nazywana jest ,lipbazova”.

@ €Zzznacz >

Wysokosé:2.190 459 X:2923.602 Linia 385,2869.604)

rys. nr 13

Wysokose:2 190 Bezwgledna:2 459 ¥:2923 602 Linia bazowa:(2983.385,2869.604)
Na pasku porej widma wywietlane g kolejno wartdci:
* Wysokas¢ piku wzgkdem linii bazowej
* Wysoka¢ bezwgtdna piku (wzgl. 0 Abs lub 100% transmitancji owemo jest
wyswietlane w jednostkach %T)
» potozenie punktow linii bazowej wzgtlem ktérych wyznaczana jest wyséko

Aby odczytd wartasci wysokaci piku naley:

» wybra narzdzie miernik wysokéci piku

* naprowadzi wskanik w poblizu piku

* nacisng¢ i przytrzyma klawisz ,Shift” klawiatury
» klikng¢ lewym przyciskiem myszy

» zwolni¢ klawisz ,Shift”

Linia bazowa i wysok& piku zostan narysowane automatycznie. Odpowiednie
wartasci pojawi sie w pasku wynikow (rys. nr 13). Aby przeprowatlaptymalizacg
linii bazowej lub wysokéci piku ustawiamy wskanik na tzw. uchwytach (trogciki -
linia bazowa, kwadracik - wysoké& piku) naciskamy lewy przycisk myszy,
przesuwamy w wybrane miejsce i zwalniamy przycisk.

Miernik powierzchni piku (Peak Area Tool)
Narzdzie sty do obliczania powierzchni piku. Podobnie jak przysokaci piku,
powierzchnia mge by skorygowana lub nie (patrz wgj). Aby odczytéa wartas¢

powierzchni naley:

* wybrat miernik powierzchni piku
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* naprowadzi wskanik w poblizu piku
* nacisng¢ i przytrzyma klawisz ,Shift” klawiatury

» klikng¢ lewym przyciskiem myszy.

Linia bazowa pojawi si automatycznie. Linie zakresu najeustawé (uzywajac
uchwytow linii zakresu) tak, aby punkty patizu i konca zakresu obejmowaty
wybrany pik (optymalizacja patrz vig)).

[ Pk Edyca Pomiar Widok Przetwarzanie Analiza Kinetyka Roport Atlus SST Okno Pomoc _[a]x
Eksperyment | Pomiar transmisyjny (TRANS_omni.exp) | &3 status systemu

T I BWEED AN P DEEEEEEEE

< o0E WACR  WACRD  WACRD HACRO
Pomita  Pompr ZTans  Odm AmBaz AATR NmSK  SakBb Mgbb  scl110 Psr PswEP OdeimilPP Obboz C2 Oblcz C2_ urlock_th, M1170

 — (BT

e

hw

(@ (Zaznacz )

“Absorbanca

Liczby falowe (em-1)

Powierzchnia75.072 Bezwzgledna-103 401 Zakres:(2979.528,2873 461) Linia bazowa:(2983 3852871 532)

[P OO | — 2
ERG NN W N Nl A 2~ nE L ray Ao o,

rys. nr 14

Powierzchnia:75.072 Bezwzgledna: 103 401 Zakres:(2979.528 2873 461) Linia bazowa:(2983.385 2871.532)

Na pasku porej widma wywietlane g kolejno wartgci:

* Powierzchnia pod pikiem wzglem linii bazowe]

* Powierchnia bezwgtina piku (wzgl. 0 Abs lub 100% transmitancji ow&mo jest
wyswietlane w jednostkach %T)

» Granice powierzchni piku — zakres

» potozenie punktéw linii bazowej wzgtlem ktérych wyznaczana jest powierzchnia
piku

Wyliczona powierzchnia piku ograniczona jest gpggcymi liniami:

ez gory - ling piku

* z dotu - ling bazow (skorygowan lub linig ,,0” absorbcji - nieskorygowas)
» 7 bokéw - pocztkiem i kaxcem zakresu - zaciemniony obszar.

Klikajac przycisk Zaznacz po prawej stonie paska tytutaenty umidci¢ opis widma

— wyznaczog wartas¢ powierzchni piku. [16¢ miejsc po przecinku specyfikowana jest
w opcjach — Edycja/Opcje, zaktadka Widok i po zmeamaczyna obowrywat od
nowego okna
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Annotation Tool (Narzedzie opisywania widm) @
Narzdzie opisywania widm unitiwia:
» dodanie etykiet do widma i pikéw (nazwy, waitbitd.)
» edycg etykiet utworzonych przez nadzie adnotaciji lub w trakcie przeprowadzania
operaciji ,Szukanie pikow” (Find Peaks).
* pozycjonowania informacji, dotygeej zbierania danych, na ekranie.

Uwaga: Narzdzie opisywania widm jest degine tylko wtedy, gdy wiczona jest
opcja ,Annotation” (Opisy) w menu ,View” (Widok )’Display Setup”
(Ustawienie panelu).

A OMNIC- [Okno 11 oo .
S Piik Edyca Pomiar Widok Przetwazanie Analiza Kinetyks Raport Atlus SST Okno Pomoc _[&]x
Eksperyment | Pomiar transmisyjny (TRANS_omni.exp) ~| & status systemu
[P G b Bl b R ] % 9 g Yl 1 ) 4y T gl [ Y
e rus " [~ ~ R Y I I N I I 2 7 B 4 v 2 T
Pamita  Pompr e Zapszike  Abob %Twns  Odm  AmBa: AWATR NmSK  SakBb Mgbb  scll110  sodelop koelacs Psu  PsrEP OdemdPP DblczC2 unlock It MTT70Re fiw
26
241
221
207 \
[ \
184 / \
| [
2650.32 Pik CH2 drgania symelryczne
164 7
s | 3
£ 14l
< |
124
104
08
06
041 \
024 g
3180 3100 3050 3000 2950 2900 2850 2600 2750 2700
Liczby f )
<RY = A = = =
BBRODEN | - = $
st - " _ — P ————————————————— £ |
2 Hd ™D "og Iva " e 1A - BT EITTPTI

rys. nr 15

Ponisze zestawienie opisuje zastosowaniaguzia adnotacji:

» Dodawanie etykiet
Po wybraniu nargzia adnotacji, umi€ wskanik w miejscu gdzie masipojawic
etykieta i kliknij lewym przyciskiem myszy. Rodzetykiety ktora pojawi si
zalezy od ustawie (patrz rozdz. ,View” (Wygdd), poz. ,Specifying how to
display annotation” (Ok&enie wyswietlania adnotacji)). Po wprowadzeniu tekstu
(jesli potrzeba), naénij klawisz ,Enter”.

» Edycja etykiety
Kliknij na tekst etykiety, wprowadzmiany, naginij ,Enter”.

» Kasowanie etykiet
Kliknij na tekst etykiety, nagnij ,Delete” a nasfpnie ,Enter”, lub wybierz tekst
etykiety, otwérz menu ,Edit” (Edycja) i kliknij n@ozycg ,Delete Annotation”
(Kasuj adnotag).

* Przesuwanie etykiet lub informacji dotyczcej zbierania danych.
Naprowadzt wskanik na etykie¢ lub informacg, nacisac i przytrzyma lewy
przycisk myszy, przesgh w wybrane miejsce i zwolaiprzycisk.
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Wyswietlanie kilku widm w jednym oknie.
Istniejs dwa sposoby aby obejrzkilka widm jednoczénie:
e otworzy zbiory z wybranymi widmami w jednym oknie tak alvidma naktadaty
sie na siebie

A OMNIC - [Okno 1] i@,
=] P Ecyeianm Pomit Wit Priwacanices Analias Kinctyka i gt ALK S SST 0 OB o T Jelx]
- Eksperyment | Pomiar transmisyjny (TRANS_omni.exp) | &9 status systemu

R el S 7 < R VR R A B A A AR A A R A

Pomtta  Pom pr #bsob % Tians  Odm  AutBaz AdvATR  Nim Skl Szuk Bib - Mgr bib. 5cl0_110 scale_to_r korelacia  Pstr PstrEP OdeimilPP Oblicz C2 Oblicz C2_unlock_lib M1170Re  fflwr
@@k ®

T Polystyrene measured as a fim

Absorbancja

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
Liczby falowe (cm-1)

X{(1755.734) Y:(0.338).

rys. nr 16

» kilka paneli w jednym oknie z pojedynczymi widmagedno nad drugim — tzw stos
widm

A OMNIC - [Okno 1) l=lE \-V.H
S Piik Edyda Pomiar Widok Practworzanic Analiza Kinetyka Raport Atlis SST Okno Pomoc =]
Eksperyment |Pomiar transmisyjny (TRANS_omni.exp) ~| qm systemu
B Eb WEEEE N EE R
o0e Wi e W0 G0 MeR  WCRD  McRD Moo
Pomtta  Pom pr Absob  %Trans  Odm  AutBaz AdvATR NnnSk\ Saul Bb Mgr bib 5cl0_110 scale_to_p korelacia  Pstr PstrEP OdeimilPP Oblicz C2 Oblicz C2_unlock_lib. M1170 Re  fflwr
@@

‘Absorbancja
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o 0554—%”“’/_;-//\/9;

3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400
Liczby falowe (cm-1)

Absorbancja

Absorbancja

il 4

%
2016-06-08
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rys. nr 17

Na rys.nr 15 pokazano trzy widma w jednym oknieoiahe na siebie. Istnieje
mozliwos¢ ukrycia jednego lub kilku widm (wybierz ,Hide spge’ (Ukryj widmo) z
menu ,View” (Widok)). Nazwy ukrytych widm pozosgay rozwijanym menu , Tytutu
okna” ,dla odranienia wywietlone innym krojem czcionki (patrz ,Edit” (Edy) /
,options” (Opcje) / ,View” Wyghd)).

Na rys. nr 17 pokazano okno widma, w ktorym pampeleazane gsjeden nad drugim.
0Os X" jest wspdlna dla wszystkich panelis QY” jest indywidualna dla kadego
panelu. W kadym panelu, w prawym, gérnym naroku znajduja si kwadracik. Po
kliknigciu w jego obszarze, pojawiacsznak ,Xx” i panel zostanie zablokowany - nie
mozna wywietli¢c dodatkowego widma w tym panelu. ,Ukrycie” widma panelu
powoduje pojawienie siw jego miejscu widma, ktore jest niewidoczne naarle
(dotyczy to widma niezablokowanego). W celu obejiaepaneli niewidocznych na
ekranie, nalgy uzy¢ ,paska przesuwu” z prawej strony okna.

Okna zadan

Dla wykonania niektorych rozkazéw otwieranespecjalne okna programu Omnic, aby
mozna byto obserwow@aprzebieg wykonywanych operacji lub pracévirteraktywnie

z programem. Do takich okien najeokno znajdowania pikow.

= | & -

Eksperyment [Pom ~| & status systemu

Uﬁ Udz
Pomtta  Pompr

T9620  700.05

756.98

1601.04
\/y
| —
| — 53081

rys. nr 18

Po wykonaniu operacji widmo wynikowe @ umigci¢ w nowym oknie lub
zaspic¢ pierwotne widmo, wybiera¢ odpowiedrg opcg z rozwijalnej listy nad
widmem a nasgpnie klikagc przycisk po prawej stronie (w zateosci od wybranej
opcji: Zasgp/Dodaj). Przed nazywzmienionego widma pojawi¢sgwiazdka.
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3. Menu Plik
Menu ,Plik” zawiera polecenia do zadzania zbiorami danych i konfiguracji.

A OMNIC - [Okno 1) L= | 6 [
SR i o Wik P e s e o A ot A ST O Paros =[x
E|  Otwer Cti+0

S
A R R
] [ 2

~| &3 status sy:ltmu

e |G By
] i

| M R B G R B K
2uk Bib Mo bib. 5cl0_110 scale_to_f korelacia PstrEP OdeimilPP Oblicz C2 Oblicz C2_unlock_lib M1170Re  fflwr

®

Zapisz konfiguracie jako...

Zalogu sie.

Dodsj uzytkownika,

Logowanie

Otworz plik rejestru,

Drukuj.. Crl+P
Ustawienia wydruku

2¢ _ANK\czarny_fragment rury ATR-D7.5PA
3c Leaf sample sp SPA
4 C:\My Documents\Omnic\Spectra\EVA Sample 3.5PA

2200 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Liczby falowe (cm-1)

X{(2242.687) Y-(4.858)

ORODODIIX A

—
w

=

rys. nr 19

Polecenia:

* Otworz

» Zapisz

» Zapisz jako...

e Drukuj...

» Ustawienia drukarki...

e Usuw pliki...

* Wyjscie

nie wymagaj komentarza, ich dziatanie jest identycze jak wgpamie Windows.

Zapisz grupe - umazliwia zachowanie kilku widm w jednym zbiorze. Najgpametat ze
musz by¢ zaznaczone (aktywne) wszystkie widma ktére chceapys& w grupie
Otworz konfiguracje - otwiera okno wyboru i umidiwia wybor uprzednio zachowanej

konfiguracji programu. Konfiguracja przechowuje mpastawié, wyglad okien, ,
polecé menu, paskow ikon itp.

Zapisz konfiguracje jako... (,Save Configuration As...”) - zapisuje konfiguragjokna pod
wybram nazwg. W zbiorze zostayzapisane takie parametry jak wygjlokna (pasek ikon
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lub go brak.....), oraz wszystkie parametry ustawiov menu Edycja ,, (Edit”), pozycja
Options... (Opcje..) - patrz punkt Options.. (Opcgjev nasgpnym rozdziale.

.Enable Omnic Log - In...” (Uaktywnij logowanie uzytkownika...) - uaktywnia opgj
logowania aytkownika. Jéli opcja jest whczona program pyta o0 nazwisko osoby
i ewentualnie hasto. Po wprowadzeniu danych, ow@wist okno ktore posiada
konfiguracg zaprogramowanprzez uytkownika. Po uaktywnieniu tej opcji nlbwa
jest praca z programem tylko dla zdefiniowanyeftkownikow.

,open Log” (Otworz plik log) - Plik log jest zbiorem tekstowym w ktérym po otwia
zapisywane gwszystkie czynn&i wykonywane przezaytkownika (zbieranie danych,
okreslanie parametrow pikow, obliczanie wysadkd i powierzchni pikow itd...).
Umozliwia to kontrok czynndgci wykonywanych przezaytkownika.
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Menu Edycja (Edit)
Menu ,Edycja” zawiera polecenia urloviajagce zmiag zawartdci okna oraz edyej
tekstu.
Polecenia :
e Undo... (Cofnij...)
o Cut (Wytnij)
* Copy (Kopiuj)
» Paste (Wkleg))
» Paste Image (Wklej widmo)
» Clear (Wycz¥¢)
» Select All (Wybierz wszystko)
nie wymagaj dodatkowych objmien. Ich dziatanie jest takie same jak w systemie

Windows.
Edycja | Pomiar Widok Przetwarzanie Analiza FKinetyka Raport Atly
Cofnij Alt+BkSp
Whytnij Ctrl+X Lo
o ol
Kopiuj Ctrl+C (==
Odj A
Whlej Ctrl+V .
Whlej obraz
Usun Ctrl+Del
Jaznacz wszystho Ctrl+W
Usuri opisy
Opgje... Ctrl+R
Edycja menu...
Edycja narzedzi...
Grupuj wybrane widma
Rozgrupuj wybrane widma
Wybierz wszystkie zgrupowane widma
Wyczysé sekwencje mapy
Przywolaj sekwencje mapy
Kepiuj cbraz wideo
rys. nr 20

Usun opisy (,Delete Annotation”) — Usuwa opisy widm, ktore znajdigic wewrgtrz pola
zaznaczenia

Opcje... (,Options...”) — polecenie to umiiwia przystosowanie oprogramowania w

sposOb najbardziej odpowiedni dlaytkownika. Po wybraniu tej pozycji pojawiagsi
nastpujace okno:
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Opdie —
Plik | | e | =) | T Cr——r— |
— Foldery
Typ pliku: PotoZenie:
Folder widm C:\my documentsiomnic\spectra - 'ﬁ @bierz ér.iez'kq..._!‘.
Folder eksperymentdw  C:\My Documents\OmniciParam\User =]
Folder rejestru C:\my documentsiomnicilog
Folder autozapisu C:\my documentsiomniclautosave
Folder makr C:Amy documents\omnici\macro ¥
4 i) | F
) Uzyj domyéinego folderu widm
® Uzyj ostatniego folderu
[ Uzyj wybranego typu pliku | Widma (".SPA) _]
[ Wstaw otwierane widmo do nowego okna WA Zapisz rejestr jako plik RTF
W Pytaj przed nadpisaniem nazwy pliku [ Normalizuj czestotliwosd
'_ Pomoc "'_ r oK 1 '_rAnqujwj

rys. nr 21

Okno sktada si z kilku zaktadek. Klikngcie na zakiladk otwiera wybran strorg, aby
umazliwi ¢ wybor odpowiednich opcji.

File (Plik)

w kolumnie ,Location” (Miejsce) podanegssciezki dostpu i katalogi w ktoérych
przechowywanegszbiory wyszczegolnione w kolumnie ,File Type” (Tytiku).

.File Type” (Typ pliku ) —wyszczegodlnia domdine katalogi plikow widm,
eksperymentow, konfiguraciji itp.

,use initial directory” (U zyj domysinego katalogu) - Zapisuje wzgidnie szuka,

przy otwieraniu zbioru w zdefiniowanym katalogomyinym.

,use last directory” (Uzyj ostatnio wybranego katalogu) - zapisuje wzgidnie
szuka, przy otwieraniu, zbioru w katalogu ktbyt ostatnio aywany.

.Put opened spectrum in new window” (Wstaw otwiera® widmo w nowym
oknie) - zaznaczenie tej pozycji powoduje umieszczeniwiesanego widma
w nowym oknie.

~Prompt before overwriting file” (Pytaj, przed nadp isaniem pliku) - w przypadku
istnienia pliku o tej samej nazwie zostanieswigtlone ostrzeenie

.Save log as RTF file” (Zapisz plik rejestru w formacie RTF) - umaliwia zapis
pliku rejestru operacji w formacie RTF.

,Uuse selected file type” (W@ywaj wybranego typu plikbw) - widma probek
zapisywane gsw formacie z rozszerzeniem (*.SPA). Rozwijane memaazliwia
wybor zapisywania zbiorbw w innych formatachktore byly wywane
w poprzednich programach stosowanych przexfiicolet.

str. 20



Widok (View)

Opdje e v
Widok | l ] 10io I ] l |
— Opisy widma
Liczba miejsc po przecinku: Grubosc znacznikow osi:
Kierunek tekstu: Gruboé¢ linii widma: | 1
O Poziomy
@ Pionowy ' Kolorwidm .
' Wyglad okna )
— Czcionki
Typ: Styl MNazwa:
Opisy widma Regulame 12 Arial 4 @cionka_}
Etykiety osi Regulame 12 Arial
Opisy osi Regulame 12 Arial
Opis metody Regulame 12 Arial =
Okna dialogowe Regulame 12 Arial
Parametry pomiaru Regulame 12 Arial
Nazwa widma Regulame 12 Arial
Ukryta nazwa Pogrubiona | 12 Arial bt
Fromoc )
A

rys. nr 22

Czesci skladowe tego okna umaowiaj g zaplanowanie wygtu okna.

Okienko ,Opisy widma” (Adnotacje) pozwala okék¢ potazenie opisOw adnotacii
wzgledem osi X, oraz il& miejsc dziesitnych danych liczbowych.
» Liczba miejsc po przecinku
» Kierunek tekstu opiséw:
o Poziomy
o Pionowy

Ramka,Czcionki” pozwala zdefiniowmarodzaj czcionek i ich wiellig, wysepujacych w

oknie widma lub oknach informacji zgaanych z tym widmem, a w szczegd&loio

-, Annotation” (Adnotacje)

-,Axis lables” (Jednostki osi X i Y)

-, AXis numbers” (Liczby opisujce osie)

-,Sampling info” (Informacje w oknie widma przy gdzonej opcji wywietlania

informaciji)

-"Spectrum info” (Informacje dotyeze zbierania i przetwarzania danych)

-,Readuot” (odczyt wspétednych X, Y w oknie powsej paska nakzlzi)

-,Spectrum title” (Nazwa widma w oknie nazwy widma)

-, Hidden title” (Nazwa ukrytego widma w oknie nazwydma)

-,Gauge” Wskanik - liczby, ktére pojawiaj sie przy wskanikach przesuwu takich jak
wspotczynnik odejmowania itd.)

-,Log text” (Plik log).
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Zmiana rodzaju i wielkéxi czcionek polega na wybraniu odpowiedniej pozwcpkienku
»Fonts”i nacknieciu przycisku ,Fonts...”. Po pojawieniugsbkna wyboru z krojem i
wielkoscig liter, wybra i zaakceptowaodpowiedni kréj i wielkéc.

~Wydruk (Print)”
Cpcje &J
| Wydruke | | | | | |
Osie — Marginesy (mm)———
Grubasé osi: Gomy:[10.00 | Lewy:[1000 |
Grubosc znacznikow: Dolny:| 10.00 | F‘raw:| 10.00 |
Widok A x WY [ Siatk
=80 B — Widma
7 Pokaz info o widmie Grubosé “"ii: Kierunek:
W Pokaz ramke ,_‘—Ll
[ Pokaz kolory jako wzory Er
— Czcionki
Typ: Styl: Nazwa:
Opisy widm Regular 12 Arial "CZCiUHkE.)
Etykiety osi Regqular 12 Avial —
Opisy osi Regular 12 Arial
Opis metody Regular 12 Arial
Info o widmie Regular 12 Arial
"L Pomoc _‘_
e

rys. nr 23

Opcja ta umaliwia dobranie parametréw wydruku widma.

»Axes” (Osie)

-, AXis thickness” - grubé linii osi

-,Mark thickness” - grub&t linii znacznikow
-,Show” - poka X lub Y ,Grid” siatke wspotrzdnych

.Margins” (marginesy w calach)

-,Top” - géra
-,Bottom” - dé6t
-,Left” - lewy

-,Right” - prawy.

~Spectra” (widmo)
-,Line thickness” - grub&t linii widma

-,Show colors as patterns” - rysuj kolory liniamrzprywanymi - dotyczy drukarek
czarno-biatych

-,Orientation” - orientacja: ,Landscape” (poziomgportrait” (pionowa)

-,Show info box” - drukuj informacje zwzane z widmem

-,Show outer box” - drukuj ramkwokot widma

-, Fonts” (litery) - umaliwia wybor kroju i wielkasci drukowanych liter - patrz vegj.
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.Pomiar’ - ustawienie parametrOw pomiaru:

[ Ooge =)
l l Pomiar | l l l l ] 1
W Rejestruj do nowego okna W Rozpoznaj przyrzad i akcesoria
[ Pros o wstawienie lub wyjecie probki Czas przedmuchu Smart: | 30 sekund

W Ostrzez gdy przystona zbyt duza dia danej rozdzielczosci

W Normalizuj czestotliwosé

— Nazwa widma

® Pytaj o nazwe
|F'n rejestracji LI
O Uzyj domysinej nazwy
JEIala | cZas _]
Nazwa baz.
’_ Pomoc )
rys. nr 24

~Rejestruj do nowego okna”— kazde nowo zmierzone widmo jest rejestrowane w nowym
oknie.

,Pro s o wstawienie lub wygcie probki - wyswietla dodatkowy komunikat o koniecziod
umieszczenia probki w komorze pomiarowej, lub jepimkcia po wybraniu polecenia
pomiaru

Ostrzegaj, gdy przystona zbyt dda za dwa dla danej rozdzielczéci — wyswietla
dodatkowy komunikat jeeli dla uzyskania wybrane] rozdzielézo konieczne jest
zmniejszenie przystony

normalizuj czestotliwos¢ - dotyczy otwierania widm wykonanych przy pomocy
spektrofotometrow o innych egtotliwosciach lasera

Ramka ,Nazwa widma”
* Pytaj 0 nazw:
o Przed rejestragj
o Po rejestracji
Specyfikuje moment wivietlania okna z prdog o podanie nazwy widma

» Uzyj domyslnej nazwy:
,Data i czas ” - nazwa widma oktena automatycznie jako data i czas wykonania
"Nazwa pliku autozapisu ” - nazwa widma przya@#eniu opcji automatycznego zapisu
nazwa widma probkidulzie taka sama jak nazwa zbioru zawigrago dane widma
»LAuto save title” - nazwa widma probkicizie skladata gi z nazwy podstawowe;j
(wprowadzonej w okinku: ,Base title” (Nazwa podstama)), zakaczonej czterocyfrow
liczbg, zwigkszapca sie 0 jeden po wykonaniu widma
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»Auto save filename, data and time” - nazwa widskdada s z nazwy podstawowe;j
(wprowadzonej przy ustalaniu zbierania danych w umgbollect”/”Collect setup”/’File
handling), zakaczonej czterocyfrowliczba zwigkszapca sie o jeden po wykonaniu widma
probki, oraz daty i czasu wykonania widma

»Auto save title, data and time” - jak w punkgfauto save title” plus data i czas wykonania
widma prébki.
~Process” (Obrébka widma)

Opcje e e
Tidok | | /5557 Obrobka | | . : | |
— Dgdlne
W Automatycznie zamykaj okna zadari
A Sprawdzaj jednostki osi Y
[ Pytaj przed zamknigciem okien
r—ZnapdZ piki Automatyczna korekcja linii bazowej
Sortuj piki wedtug: Rzad wielomianu: 6 -
Potozenie T Liczba iteracji:
— Kaorekcje
Widmao ref. H20 Przegiadai ) € veun )
Widmo ref. CO2 Brzegladaj ) € Lo D)
— Korekcja atmosferyczna
Widmao ref.: ﬁ;egka_daj.__"
'.‘_Uaktualnij? € oo )
(—Pomoc\_ o) fAnqu}‘

rys. nr 25

.General” (Ogolne)

automatyczne zamykanie okna zadazaleca siwtagczenie taj opcji

-,Sprawdzaj jednostki osi y ” - sprawdzaj czy daperac ha widmie mana wykonywa
przy aktualnych jednostkach osi Y

-,Pytaj przed zamgciem okien” - ostrzegaj przy zamykaniu okien widm

.Find peaks” (Znajd z piki)
e Sortuj piki w/g kryterium:
oPotazenia - zalecane
o Instensywnéci
Korekcje
-, Widmo ref. H20 - reference” - widmo odniesiemady
-, Widmo ref. CO2 ” - widmo odniesienia CO2
Przycisk ,Browse” (przegdaj) sty do odnalezienia sciki do zbioru zawieracego
widmo wody lub dwutlenku wgla.

S to korekcje starego typu — wymagizg rejestracji widm wzorcowych pary wodnej i
swutlenku wgla. Funkcja automatyczna korekcja atmosferycznastepoa w
oprogramowaniu OMNIC od wersji 7 pozwala na autg@mate usuwanie pasm H20 i CO2
bez konieczngxi rejestacji widm referencyjnych.

informacje podane poiej dotycace rejestracji widm odniesienia nzje traktowa
historycznie.
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Widmo odniesienia H20 wykonujemy ngstijaco:

poprzez ukfad osuszania , doprowadzamy do apaeaty) &b sztuczne powietrze (bez
CO2) i suszymy aparat przez kilkdoe godzin. Wykonujc co pewien czas widmo tta ,
sprawdzamy czy z aparatu zostata ustanpara wodna i dwutlenekegla. Po upewnieniu
si¢, ze aparat zosat osuszony, wktadamy do pomieszcpedliki parowniczk z wody i po
kilkunastu minutach wykonujemy widmo probki. Otrzgne widmo jest widmem

odniesienia wody. Naky je zachowé&w wybranym katalogu.

Widmo odniesienia CO2 wykonujemy ngstijaco:

suszymy aparat jak wigj, a nasipnie do pomieszczenia probki wpuszczamy osuszony
dwutlenek wgla i wykonujemy widmo, ktore jest widmem odniesée@0O2. Naley je

takze zachowaw wybranym katalogu do pdiejszego wykorzystania.

Okno

P

Opcje

| l l

— Widok

Okno |

W Informacja o widmie
A Wyswietlaj o8 X

W Wyswietlaj 05 Y
[ Pokaz siatke

W Wyswietlaj tytuty

| l cobia |

— Stos widm
Liczba paneli okna:

WA Dabierz liczbe paneli do liczby widm

— Etykiety widm
[ Potgcz z widmem
W Wartosci XiY
[ Pokaz wszystkie etykiety

Format osi X

|Nnrma|na j
Widok wielu widm:

|Naktadaj -]

[ Pro$ o podanie nazwy nowego okna

— Informacja o widmie
F Nazwa firmy

1 Nazwa widma

FF Data i czas

1 Parametry rejestracii

[ Kanfig. optyczna

W Komentarz

= Nazwa pliku

1 Wyniki statusu systemu

— Granice osi X

Poczatek: Knniec:

fromac

rys. nr 26

Elementy skiadowe tego okna u#iwiajg zaprogramowanie wygtlu okna widma, czy i
jakie informacje s wyswietlane g na ekranie, czy widma simieszczone w jednym panelu

Cox Y i)

natazone na siebie, czy w kilku panelachzdaych w stos - jeden nad drugim, itd.

Okienko,Spectral View” (Wygl ad okna widma).

- ,Sampling information” - umi&€ w oknie inormacje o parametrach zbierania danych

(patrz okienko ,Sampling Information”)

- ,Display X - axis” - wywietl 0§ X
- ,Display Y - axis” - wywietl 0§ Y

- ,Show grid” - wyswietl siatke wspotrzdnych
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- ,Display overlaid titles” - wywietlaj nazwy widm natoonych na siebie.

Okienko,Annotation” (Adnotacje)
- ,Connect to spectrum” - pgtz z wykresem widma - adnotacja, utworzona przy @om
narzdzia adnotacji, gdzie pohczona z wykresem widma lmnprost.
- X and Y values” - wywietlaj na ekranie wartai X i Y wybranego punktu na wykresie
widma, zamiast tylko waiti X.
- X - axis format” - format osi X:

- ,Normal” - skala liniowa (cm-1)

-, Split at 2000 cm-1 - zmiana liniowoi skali przy 2000 cm-1

- ,.Split at 2200cm-1 and 1000 cvm-1" - zmianadwosci przy 2200 i 1000 cm-1

- ,Wavelength (um) - skala w formacie dhégofali (um).

- ,Spectral display” - sposéb éyietlania widm:
- ,Overlay” - naktadanie widm
_ ,Stack” - stos, widma jedno nad drugim w oddzyeh panelach
- ,Stack Display” - wyghd okna w przypadku wybrania opcji ,Stack” (poprzedn
punkt)
- ,Number of panes in stack:” - #6 paneli w stosie
- ,/Adjust no. of panes to no. of spectra” -sitopaneli zalena od ilgci otwartych
widm
- ,Sampling Information” - informacje wéietlane w oknie widma, (aktualne po
wybraniu opcji ,Sampling information w okienku p&ctral View”):
- ,Company name” - nazwa firmy
- ,Spectrum title” - nazwa widma
- ,Data and time” - data i czas
- ,Data collection” - patametry zbierania danych
- ,Optical bench”.- dane spektrofotometru na kibrnywykonano widmo
- ,Comments” - komentarze
- ,Filename” - nazwa abioru zawiegaggo dane widma.
- X - Axis Limits” - graniczne wartéci wyswietlania widma w oknie (dotyczy osi X)
- Start” - pocatek
- ,End” - koniec
- ,Prompt for new window title” - przy otwieraniu owego okna w§wietlaj
komunikat, o konieczrioi nazwania tego okna.

-Edit menu...” (edytuj menu...) - po wybraniu tej pozycji zostanie wyietlone okno
umazliwiajace dodanie lub ukrycie wybranej pozycji w poszczegth menu.

-Edit Toolbar...” (edytuj pasek narzedzi...) - pojawiagce s¢ okno pozwala na edygj
paska ikon nakdziowych najlepiej odpowiadggy wytkownikowi.
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Menu Pomiar (Collect)

[Pomiar] Widok Przetwarzanie Analiza Kinetyka Raport

Parametry eksperymentu... Ctrl+E
Dopasuj parametry do widma

Pomiar probki... Ctrl+5
Pomiar ta... Ctrl+B

[

Porniar czasowy...

Il

Pormiar wektordw bazowych czasowych
Pokaz widmeo tha

Pokaz wzorzec spektralny

Ustaw nowy wzorzec spektralny

Advanced Diagnostics...

Rejestruj tho mapy
Rejestruj mape

rys. nr 27

Menu ,Pomiar ” zawiera komendy uriwiajgce przygotowanie spektrofotometru do
rejestracji widm, wysfpuja w nim take rozkazy stergce wykonywaniem widm i
pozwalajce na wykonanie diagnozy aparatu.

Ustawianie parametrow eksperymentu.
Parametry eksperymentu (Experiment Setup... } po wybraniu tej pozycji menu , na
ekranie pojawia giokno pozwalajce na optymalne dobranie parametrow wykonywanego

eksperymentu.
Parametry pomiaru - Ch\My Documents\OmniciParamiUser\TRANS omni.exp @
Pomiary 1 sivks | Testy widir | Zazwansowane | Diagnostvic| Konfinumeial Mapowanie | inetvkal
Szacowany czas pomiaru: 00-00:22 —Zarzgdzanie plikami
Eicohn SEahen | | [ Autozapis [ Zapis interferogramaw
Nazwa baz l_._ Aj_j

Rozdzielczose: ]4. L]
Odstep danych: 0.964 cm-1

C:\my documentsiommiciautosave\0001 spa

— Zarzadzanie widmem tta

Format widm: l%Transmitanc}i LJ ) Rejestruj tho przed kazda probka

Korekeja: |Elrak :J ) Rejestruj tho po kazdej probce
® Rejestruj tho po 6000 minutach

@ Automatyczna korekcja atmosferyczna
[ Podglad pomiaru
1 Uzyj danych w transmitancji do podglad |
[ Uzyj statego zakresu osi Y w oknie pomi [ Pomiar skanow tla
i Maks: Opis eksperymentu:
Tytut eksperymentu: Pomiar transmisyjny

Pomiar transmisyjny

) Uzyj podanego pliku ta:

| EFEr

fromoc Y Fotwsrz) €zapisz ) fapisz jakb ok Y Canod

s

rys. nr 28
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Zaktadka Pomiar

Liczba Skanéw (No of scan): liczba skandw przeprowadzanych wsiezaejestracji
widma. Wszystkie skanyaausredniane. Wiksza liczba skandw unitiwia zmniejszenie
poziomu szumoéw i wyodbnienie niewielkich pikow. Zazwyczaj liczba skand® jest
wystarczajca do uzyskania wysokiego stosunku S/N w typowyrmmipaze w trybie
transmisji. Eksperymenty wykonywane przyyaiu przystawek, gdzie straty energg s
znacace, wymagaj wickszej ilasci skanow np. 32, 64, 100 lub nawet 256.

Rozdzielczg¢

Ustawiana jest zdolsé rozdzielcza z jakbedzie rejestrowane widmo. Vidgza zdolnét
rozdzielcza umdiwia spektralne rozrénienie blisko legcych pikéw. W przypadku
pomiarow ciat statych i cieczy watid 4 jest wystarczgfa. Zarowno wysza zdolnéc
rozdzielcza jak i wiksza liczba skanéw wydkaja czas potrzebny na zarejestrowanie
widma. Szacowany czas pomiaru jest wyznaczany mgexyramowanie (Estimated time
for collection)

Format Widma:

Okresla koacowy format widma :

% Transmitancji

Absorbancja

Energia wizki — skala opisuaca intensywn& wigzki padajcej na detektor w
jednostkach nienormowanych,

Kubelka Munk —skala rownowiaa skali absorbancji w przypadku rejestracji widma
technice diffuse reflectance

%R — skala rownowana %T w przypadku technik odbiciowych

Fotoakustyczne— skalaywana w przypadku wykorzystania przystawki fotoakczanej
log 1/R- skala @mywana w technikach odbiciowych jako réwncwa do skali
absorbancji.

Korekcje

Rodzaj korekcji widma :

None — bez korekgcji

ATR — korekcja widma rejestrowanego techywkTR

Kramers Kronig — korekcja stosowana przy technikadibiciowych: diffuse reflectance
i specular reflectance, korygoje wptyw dyspersph@k powodujcej ujemne piki w
widmie.

CO2 - korekcja wptywu dwutlenku ¢gla na widmo. Wymaga zarejestrowanego
referencyjnego widma CO2

H20 and CO2 — korekcja wptywu dwutlenkggla i pary wodnej na widmo. Wymagane
jest zarejestrowanie widm referencyjnych obu sulzgita

Automatyczna korekcja atmosferyczna— wiacza korekaj usuwajca pasma H20 i
CO2 1z rejestrowanych widm. Zalecane jestgomenie tej opcji za wyjkiem

przypadkow kiedy rejestrujemy widma gazow i pasn2DHub CO2 mog by¢ celem
pomiaru.
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Podglad pomiaru — przed rozpocxiem wigciwego pomiaru w§wietla widmo z
pojedynczego skanu. Mpa whczy¢ te opcje celem np. optymalizacji pakenia probki
na przystawce

Tytut eksperymentu
Whpisany tytut eksperymentu jest $wietlany w oknie szybkiego wyboru eksperymentu.
Nalezy uwaza¢ aby nie dublowa tytutow eksperymentu dla zdych plikow
eksperymentu

Opis eksperymetu (Experiment description)pejanalnie mana wpisé dtuzszy opis
eksperymentu

Zarzadzanie plikami

Autozapis — automatyczne zachowuj wszystkie zarejestrowadena. Po zaznaczeniu
tej opcji naley wpisa nazwe bazow plikow w polu Nazwa bazowa np. sp001
Zapisz interferogramy — zapisuj interferogramy (surowe dane) wraz z véadm
Zalecane jest wkzenie tej opcji

Backgroung handling - sposob rejestracji widma tta

Rejestruj tto przed kalg préblg — widmo tha jest rejestrowane przed rejestr&epdej
probki

Rejestruj tto po kadej probk — widmo tla jest rejestrowane pozkiaj probce
Rejestruj tto po xxx minutach — widmo tta jestjesgrowane w podanych odgach
czasowych .

Uzy] podanego pliku tta — pozwala wykahgomiar probki wzgidem uprzednio
zapisanego widma tta. Naleza pomog klawisza Przegldaj wybra plik zawierajcy
widmo tta.

W przypadku jeeli przygotowanie probek odniesienia (pastylki Kggt pracochtonne
nalezy uzywat raz zarejestrowanego widma tla. Nglgednak zwraca uwag na
parametry rejestracji widm (wabmax interferogramu). deli warunki pomiaru ulegty
zmianie naley zastosowaopcg Collect background after xxx minutes. Dla uzyskani
najlepszych wynikow zalecane jest stosowanie ogaject background before every
sample.

Przyciski funkcyjne
OK. — potwierdzenie wprowadzonych zmian. Ustalgreametry obowgzuja po
zamkngciu okna
Anuluj —zamyka okno bez wprowadzania zmian
Zapisz — zapisuje parametry eksperymentu w plikozgzerzeniu *.exp
Zapisz jako —zapisuje parametry w nowym pliku leina pod& nazwe nowego pliku
Otworz — otwiera okno dialogowe — tm@a wybra zapisany na dysku plik z parametrami
eksperymentu.
Pomoc- otwieranie modutu pomocy.
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Zaktadka Optyka

Parametry pomiaru - Chmy documentsiomnic\Param\Defaultexp lihj

Pomiary OPtKs | Testy widm| Zaawansowane| Diagnostykal Kanfiouracial Mapowanie | Kinetka |

| Maks:5.60 Min:-3.35 Pot.:2048 F
ﬁ. ) - Parametr _ Wartosc ]
| © Mintdaks © Amplituga Przedziat probek Podstawow. d
Detektor DTGS KBr hd
Dzielnik wiazki KBr hd
Zrodio IR ]
Przystawka Brak hd
Okno Brak =]

Rekomendowany zakres 4000 — 400
Maksimum zakresu 4000

Minimum zakresu 400
T R e e e g ey
Wzmocnienie: 1 .0 ]
Predkosc 0.4747 |
| Apertura Srednia rozdzielcz) =
i e =1
2001 Zmieniacz probki [
Punkty danych Koto przeston Bez hd
q;";.@w |_L| & |[Koto filtrow A Bez hd
(=Tl 74 Tl B2 || Koto filtraw B Bez -
—— [ Energia wiazki K |
- gt polaryzatora 0
Sy ] Dewigki

(Forcc) ([ovsal) (eoss) B Fod) il

W lewym, gtbwnym oknie wiwietlany jest sygnat z detektora w postaci
interferogramu. Ponadto \dwietlana jest wart@ sygnatu maksymalna i minimalna
wyrazona w woltach (wybrana opcja Min/max) lub watiadznicy sygnatu mydzy
maksimum a minimum (wybrana opcja Amplituda)ele pole to jest puste lub
wyswietlany sygnat jest w postaci ptaskiej linii ozmacto brak komunikacji mdzy
komputerem a spektrometrem. Lewy gorny przyciskzystdo powekszenia
wyswietlanego sygnatu na cate okno dialogowe.

W mniejszym oknie ponej wyswietlany jest ten sam interferogram lecz w znacznie
wigkszym pomniejszeniu. Przyciski ze strzatkami po dpwiuza odpowiednio do
powigkszenia lub pomniejszenia skali osi Y w oknie gi§wnz interferogramem.

Zaznaczenie pola Energiageki spowoduje w§wietlanie sygnatu z detektora w
postaci wykresu odpowiedzi detektora (format enesgizki— sygnat z detektora po
przeprowadzeniu transformaciji Fouriera).

W prawej cgsci okna dialogowego znajdujesszereg opcji ustalagych parametry
pomiaru:

Wzmocnienie — ustawienie elektronicznego wzmodaisgignatu z detektora. Dephe
ustawienia :1,2,4,8,Auto. Najbezpieczniej jesywa¢ ustawienia auto — aparat sam
dobierze optymalne wzmocnienie. W przypadku przepdzania procedury justowania
interferometru - Align nalg parametr ten ustaana 1.

Predkos¢ — szybka¢ przesuwu zwierciadta skamgpgo w cm/s. Parametr ten zaled
rodzaju detektora np. dla detektora DTGS standandparametr ten wynosi 0.47 lub
0.63 cm/s. Ustawienie wiekszeggdkosci spowoduje spadek wasm sygnatu. Detektor
MCT wymaga wgkszej pedkosci przesuwu: 1.89cm/s
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Przedziat probek — komora pomiarowa. Standardowgkpiny jest parametr Main -
gidbwna komora pomiarowa. Inne opcje dostpne gdy aparat jest wypasay w
dodatkowy modut z komagrpomiarovs.

Apertura — wielké¢ przestony — parametr ten jest zaig od aparatu. Dla spektrometrow
typu is50, 6700 ustawiany w jednostkach niemiangwharod 0 do 230. Im mniejsza
apertura tym mniej energii dociera do detektoraroZoznacza catkowite zamknie
apertury , 230 — catkowicie otwarta. W spektrometrs10 mamy dogpne 3 wartéci:
otwarta,srednia rozdzielcz&, wysoka rozdzielcza

Maksymalna wielké apertury zaley od rodzaju detektora. Detektory o wysokiej
czutcsci np. MCT, InGaAs, Si wymagamaksymalnej warkei 32, podczas gdy np. dla
detektrora DTGS apertura o@by ustawiana na maksymalwartas¢ 150.

W polu detektor, jeeli aparat jest skonfigurowany z wiecep nednym detektorem,
nalezy wybra z listy zadany detektor.

W polu beamsplitter wivietlany ledzie aktualnie zywany dzielnik wizki(rodzaj
beamplittera jest automatycznie rozpoznawany papezat).

W polu Zrédio naley wybra: zadanezrédto promieniowania: IR lub white ligth (bliska
podczerwié i zakres widzialny) lub off peli obydwazrodta mag by¢ wytaczone —
praca z przystawkFT-RAMAN.

W polu przystawka dxlzie wpisana nazwa przystawki rozpoznanej przezragpa
natomiast w polu Okno wpisanydrie materiat optyczny krysztatu lub okienek danej
przystawki. Jeeli dana przystawka nie jest automatycznie rozpeana przez aparat,
nalezy manualnie wybraz listy rodzaj materiatu optycznego.

Nalezy zaznacz§ pole Zmieniacz jeeli zastosowana jest przystawka do automatycznego
wprowadzania w tor pomiarowy probki lub tla.lub qugemy z przystawk sfera
integrupca.

W ramce Rekomendowany Zakres podaogze zalecany zakres spektralny dla danej
konfiguracjizrodio/beamsplitter/detektor. W polu peej uzytkownik maze sam wybra
zadany zakres spektralny.
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Zaktadka Testy widm

Parametry pomiaru - Chmy decumentsiomnic\Param‘Default.exp &J
Pomiary | Optyka Testywidm |Zaawansowane| Diagnostyka| Konfiguracia Mapowanie | Kinetyka |
Wyhierz: ¥ Widmo ) Parametry () Widmotta () Intedferogram () Wazystkie
7 Uzywaj testow jakosci widma
— Testy widma
W et Mata Czutosc Duza
i 4 B
\'..? = = o J J
\;" Fraek E J J
7 ez a o
W Biedy (inii K | v ]
VP zawariosec a o
Vo ] n
I"":ano_r;;;j (L_OM:‘JE_J | __'ZapiEJ @;aplsz@ | [}K_J [ Anuly

rys. Widok zaktadki Quality w oknie Experiment petu
Zaktadka ta zawiera zestaw parametrow, ktore wptywa jaké¢ widma FT-IR, a
ktore mog by¢ kontrolowane przez oprogramowanie czy nie wptyweggatywnie na
jego jaka¢. Wowczas w czasie rejestracji widmedbie wyswietlany status rejestracji
widma — Collect Status. Znaczniki statusu rejegitsadakie same jak znaczniki statusu
instrumentu:
- zarejestrowane widmo przeszto wszelkie testy akove pomylinie, uzytkownik
moze mie pewnagé, ze widmo jest dobrej jakai.
- Zarejestrowane widmo nie przeszio jednego lubceji testéw jakéciowych, lecz
akurat te testy majznikomy wptyw jakd¢ widma i mae by ono zaakceptowane.
- Podczas rejestracji widma jeden lulzeadj parametrow, magych znacacy wptyw
na jak@é¢ widma, nie przeszto pondiyie testow jakéciowych, co powodujeze
widmo nie mae by zaakceptowane jako dobrej jdko
Po zakaczeniu rejestracji w wgvietlanym oknie dialogowym nmma wybrd View
Collect Status Info, aby zoba&z\ktory parametr nie przeszedt testow jakowych.

Jezemy chcemy aby byly przeprowadzane testy Jakmve w czasie rejestracji widma
nalery zaznacz§ pole Use spectral quality checks.

Powyzej naley wybrat opcg ktéra grupa parametrow madwyswietlana: parametry
widma (spectrum), parametry metody (parameterjamatry widma tta (background),
parametry interferogramu( interferogram) lub wskigsparametry jednoczeie (all).
Uzytkownik maze sam wybra zestaw sprawdzanych parametrow. Sprawdzgde b
tylko te parametry, obok nazwy ktorych wstawiongtjenacznik. Po prawej stronie
kazdego z parametrow znajduje suwak ze skalod 1 do100 okrdajacy czuta¢ (wag)
danego parametru. Im gkisza waga tym wksze wymagania jakoiowe dotyczace
danego parametru.
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Opis sprawdzanych parametrow:

Parametry widma:

Peak present- obecné¢ pikow. Jeeli probka jest prawidlowo wstawiona wazke IR,

wowczas jej widmo powinno zawidrgakiekolwiek piki.

Totally absorbing bands— catkowicie absorbgge pasma. Zabezpiecza przed rejestracj

widm o zbyt silnie absorbagych pikach. Jeeli w czasie rejestracji wygti ostrzeenie

0 negatywnym wyniku testu, naezmniejszy diugas¢ drogi optycznej przez probk
Uwaga Nie zawsze catkowicie absorbog pasma & niepazgdane. Np. Gdy

interesugcy nas zakres widma ma nislkabsorpcje, meemy zwkekszye di. Drogi

optycznej w celu zwkszenia intensywrigi pikbw, co mae spowodowa pojawienie

si¢ catkowicie absorbyggych pasm w innym, nie interegaym nas zakresie.

Fringes or chanelling— przki w widmie. Naley uzy¢ tego parametru, gdy chcemy

unikmg¢ niepazadanych pgzkow w widmie, kedacych wynikiem wielokrotnego odbicia

wewngtrz prébki. Pgzki takie mog maskowa stabe piki lub znieksztat¢avyniki analiz

ilosciowych. Ten test powinien bywtaczony dla analiz ATR lub diffuse reflectance.

Derivative peaks— ten test dotyczy technik odbiciowych ATR lubfdge reflectance.

W zwigzku ze ztym przygotowaniem probki mpgystapic piki o ksztatcie pochodnej.

.

rys. Derivative peaks

Baseline error — parametr tegizy jakas¢ linii bazowej. W niektorych przypadkach linia
bazowa mee by przesunita o pewien offset, pochylona lub zakrzywiona.Zglto by
wynikiem ztego przygotowania probki lub specyfigartecly metody pomiarowej lub
prébki.

CO2 level, H20 level — test poziomu pary wodnejwutlenku wegla. Jeeli piki
absorpcyjne przekraczajistalony poziom wynikagy z wagi danego parametru, aparat
wyswietla informacg o tym.

Parametry metody:

Spectral range consistent .... — sprawdzenie daywsny zakres spektralny jest zgodny
z konfiguracy zrodto IR, beamsplitter, detektor.

Apodization correct ... — sprawdzenie czy ustawi@modyzacja jesty zgodna z
charakterem probki

Resolution valid for experiment - sprawdzenie agtawiona rozdzielczo6 jest zgodna

Z typem eksperymentu. Mlbwe jest wpisanie maksymalnej i minimalnej dopusdnej
rozdzielczgci.

Parametry ta:

Baseline correct for accessory — sprawdzenie cygkane widmo tla jest akceptowalne
dla zastosowanej przystawki.
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Contamination peak — sprawdzenie czy widmo ttezaigiera jakichkolwiek pikéw, ktérych
normalnie nie powinno zawietaa ktére mog by¢ wynikiem zanieczyszczenia kuwety czy
przystawki. Ten test powinien &ynormalnie wiczony, chybaze rejestrowane jest tto z
matrycy, zawierajcej piki.

Detector icing — ten test dotyczy eksperymentovkaryystupcych detektory chtodzone
cieklym azotem.

H20, CO2 levels - podobnie jak w parametrach widma

Parametry interferogramu:

Peak aplitude within range — sprawdzenie intensy&npiku interferogramu, dla
wzmocnienia 1, znajduje ¢siw podanych granicach. Ten test powiniert mormalnie
wiaczony. Naley poda minimalrg i maksymalg dopuszczalpwartas¢ piku w woltach.
Minimum peak above noise — sprawdzenie czy amg@ifpoimeédzy dodatnim a ujemnym
pikiem inteferogramu jest wksza od wyspecyfikowanej wakto.

Zakfadka Zaawansowane
Zaktadka ta zawiera zaawansowane parametry reggstidm.

Parametry pomiaru - Chmy documentshomnic\Param\Default.exp [ﬁ]
Pn:-ni'hai—?] IRy .. ITH-WI ] Zaawansowane | T T frmmr ] B --.] s G -.r] %_ Ko ]
Wypetnianie zerami: {24500 Automatyczne wycinanie zakresdw:
Apodyzacja: |Happ—GenzeI LJ Wytnij | Poczatek zakr. | Koniec zakr.
: . i 0.00 0.00
Korekcja fazy: |Mer|1 j = 0.00 0.00
%/ Ustaw prabkowanie na podstawie zakresu spekr _: ggg ggg
Prabkowanie: ]'l_E| J - -
W Ustaw filtry na podstawie predko&ci skanowania  Makro do przycisku Makro Przegladaj )
F. dolnoprzepustowy: ]’I’Ii_'IDEI J ‘ |
F. gomoprzepustowy: | 20 _J
IMEFErogram [Edrastionmy
Fj fresetuj spekirometr przed pomiarem
- ROrpoEEn] pomien cWiEwaE Ene ] cenwm ez ym

[f_?nmy |::D‘twuy [EZapi_sEJ %’pisz@ [:I'; OK J |i’l AnuI_LLJ !
. o

EUTD _

Zero filling — parametr ok&tajacy stopié wypetnienia interferogramu. W przypadku
pomiaréw z wysok zdolndgcig rozdzielca, umazliwia to uzyskanie pikow o wkszej
gtadkdci zboczy w poréwnaniu z widmem bez zastosowarga parametru.

Apodization — typ funkcji apodyzage]. Normalnie ustawienie Happ Genzell jespwane,
chybaze zaley nam na uzyskaniu maksymalnej zddltiorozdzielczej, wowczas néig
wybrac opcg Boxcar, nasipi wowczas jednak pogorszenie jagowidma (wtérne piki po
obu stronach piku gtéwnego).
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Parametry sample spacing, electronic low and higgrs dla bezpieczstwa powinny b§

wybrane opcje Set sample spacing based on speatige oraz set filters based on velocity.

Parametr Phase correction powinie bgwsze ustawiony na Mertz.

Opcja Single sided interferograms powinna lwtaczoa w przypadku eksperymentow

kinetycznych, gdzie zaly nam bardziej na rejestracji szyBkbzmian ni na wysokim

stosunku sygnatu do szumu.

Reset bench at start of collection gk potazenie piku interferogramu ma tendendo

dryfu, naley zaznaczy te¢ opcg, ktéra przed kada rejestracj zresetuje poteenie piku.

Start collection at external triger — najezaznaczy jezeli chcemy aby rejestracja widma

byla uruchamiana przez zewnetrzneadeenie wyzwalajce. Oczywicie musi by ono

podiczone do aparatu.

Preview collection — mima whczy¢ ta opcg, jezeli chcemy uruchondipodghd widma przed

wiasciwa jego rejestragj W przypadku tej opcji rejestrowangwwoéwczas pojedyncze skany.
Zaktadka Diagnostyka

Zaktadka ta daje dagt do niektorych funkcji diagnostycznych, procedangomatycznego

justowania inteferometru i konfiguracji aparatu.

Parametry pomiaru - Cimy documents\omnic\Param\Default.exp [ﬁ

Pomiary| Optyka | Testywidm | Zaawansowane Diagnostyka |Konfiguracja) Mapowanie | Kinetyka |

o K x0 8

| HeNe
Maks:5.63 Min-3.36 Pot:2043

7 Detektor referencyjny

I
2000
Punkty danych

[rgamrjﬁ;j (:\ﬂwjustu [‘__ Zresetuj [L'Fiuzpnznaj przystawkg )

(EPomosy) (Fowsrzl) (§Zevisz]) (Eviszicky [

Rys. Widok zaktadki Diagnostyka

W gtownym okienku wywietlany jest interferogram, podobnie jak w zakkadptyka. Nad
nim znajduje si pasek ikonek reprezengajch gtdwne komponenty aparatuzdie dany
komponent pracuje prawidtowo dana ikona ma kol@bigski. W przypadku gdy dany
komponent nie pracuje lub jego parametry nigosawidtowe, jest przekgony czerwon
kreskg (patrz rysunek). Klikajc podwadjnie na danej ikonce wwyietlane jest okienko z
parametrami pracy danego komponentu.
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Przycisk Wyjustuj  stwzy do uruchomienia procedury automatycznego justcavan
inteferometru. Nabey ja uruchomé jezeli przy ustawionym wzmochieniu 1 (gain)
zaobserwowano spadek maksimum piku interferogramu0, V od ostatniego
przeprowadzenia tej procedury.

Procedug te nalezy uruchomé takze po kadorazowej zmianie beamsplittera.

Przycisk Zresetuj naty uzy¢ jezeli lokalizacja piku interferogramu ma tendencjo
dlugookresowych zmian. aycie tej funkcji umaliwia ustawienie prawidtowej lokalizacji
piku.

Przycisk Rozpoznaj przystawkstuwzy do sprawdzania czy aparat potrafi automatycznie
rozpozna zainstalowag przystawk.

Pozostate polecenia menu Pomiar
Dopasuj parametry do widma— umaliwia ustawienie parametréw rejestracji takich jak
dla wybranego widma.

LBJY

e

FPam pr
Pomiar prébki — Uruchamia rejestragjprobki. lkona . Po wybraniu tego
polecenia wywietlona zostanie informacja, aby sprawdziy rzeczywicie probka znajduje
sie w torze wazki. Po kliknieciu OK. rozpocznie sirejestracja widma. Na pasku statusu
wyswietlany lkpdzie aktualny posp w ilosci skanow. Maliwe jest zwekszenie ildci
skanéw (jeeli np. poziom szumow jest niesatysfakcjaoy) tuz po zak@czeniu rejestracii,
poprzez klikn¢cie klawisza Wgcej (o ile nie jest wybrana opcja Rejestruj do ngavekna)
i wpisaniu liczby dodatkowych skandw.¢@ one automatycznie srednione z ju

zarejestrowanymi.
Le.Y
e
. . . .. Pam tha . .
Pomiar tta — Uruchamia rejestragjvidma tta. Ikone. . Po wybraniu tego polecenia

wyswietlona zostanie informacja, aby sprawdzzy tor wazki jest pusty lub wstawiona jest
kuweta z matryg Po kliknigciu OK. rozpocznie girejestracja widma. Na pasku statusu
wyswietlany lkpdzie aktualny posp w ilosci skanow. Maliwe jest zwekszenie ildci
skanéw (jeeli np. poziom szumow jest niesatysfakcjaoy) tuz po zak@czeniu rejestracii,
poprzez klikngcie klawisza More i wpisaniu liczby dodatkowych ska. Bedg one
automatycznie a@ednione z j# zarejestrowanymi.

Display Background— umaliwia wyswietlanie aktualnego widma tla w aktywnym oknie.
Pozwala to pgrednio na okrdenie jakaci widma, sprawdzenie pozioméw H20 i CO2 itp.
Display the spectral quality reference spectrum - wyswietl widmo tta odniesienia
przypisane do aktualniezywanej przystawki. Jest onaywane do testowania kdorazowo
rejestrowanego widma tta.

Set new spectral quality reference spectrum stuzy do przypisania danego widma tta jako
widmo odniesienia, ktoreehzie shiyto jako wzorzec przy sprawdzaniu rejestrowanych
widm tta. Uzywajac tego polecenia nalg mie¢ pewnd¢ ze dane widmo zostato
zarejestrowane w normalnych warunkachd pgwnymze jest ono wysokiej jakkoi.
Advanced Diagnostic uruchamia zewgtrzny program diagnostyczny spektrometru, ktéry
posiada wgcej opcji niz ten z zaktadki Bench okna dialogowego Experimexttif.

Menu Widok
Polecenia tego menyg gwigzane ze sposobem ywyietlania widm w oknie spektralnym.
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Cofnij zmiane skali Igl - umaliwia cofnigcie ostatnio ustawionych granic swietlania
widma. Maliwe jest cofngcie 6 ostatnich zmian.

Powtdrz zmiane skali @.l — dziata odwrotnie do poprzedniego polecenia.
Ustawienia panelu -wyswietla okno dialogowe z ustawieniami $wietlania, ktore mgna
dopasowéa do swoich upodolia

Stas widm— umaliwia wyswietlanie wecej niz jednego widma na oglsnych wykresach
widocznych w tym samym oknie, zamiast normalniesateanego trybu naktadania widm.
Maksymalna liczba widm widzianych jednoéme jest ustalana za pomp@olecenia
Widok/Ustawienia panelu. deli wyswietlanych bylo w¢cej widm ni ustawiona
maksymalna liczba wykresow, mha je przewija za pomog suwaka znajdgrego s¢ po
prawej stronie. Polecenie to jest przydatne, gdpwaujemy znacznie ehigce s¢ widma.
Jezeli widma g wyswietlane w tym trybie w menu Widok pojawia siolecenie Naktadaj
widma, ktére powoduje powro6t do normalnego trybuéwigtlania.

0307 EVA Sample 1 ]
020
0301 EVA Sample 3
: J\j\\
0.00

| EVA Sample 2

030
020+
010+
i g g 3 g T 0 v g g i . . 0 g T g g T g T 3 g . . V . . . . ' . B . ‘

4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
Liczby falawe (cm-1)

Absorbancja

Absorbancja
e
=

Absorbancja

Rys. Wygld okna spektralnego w trybie stos widm

Ukryj widma — polecenie to shy do ukrycia jednego z wwietlanych widm. Nie jest ono
widoczne w oknie, lecz wegt jego tytut jest wywietlany w okienku tytutdw widm przy
uzyciu specjalnej czcionki wyspecyfikowanej w opcjaéliny ponownie wywietli¢ ukryte
widmo naley podwajnie klikry¢ jego nazw z listy tytutéw widm.

Petna skala — rozchga aktywne widmo tak, aby w cat zajmowat okno spektralne.zii
widmo zawiera adnotacje, skala talbie tak dobrana, aby znéaty sic one w oknie. Jeeli
wyswietlanych jest wicej niz jedno widmo, polecenie odnosiesiylko do aktywnego.
Uaktywnienie innego widma spowoduje polecenie todulzie zastosowane automatycznie
do uaktywnianego widma.

UwagaWyswietlane w tym trybie widma nie mady¢ porownywane w sensie wysakb
pikdw, jakoze kade z widm jest maksymalnie rozgnicte w oknie i kade ma odgbng
skak.

Wspdlna skala— sty do wyswietlania wecej niz jednego widma we wspélnej skali.
Maksymalna wart& osi Y zostanie dopasowana do maksymalne] wairtosi Y dla
wszystkich wygwietlanych widm, podobniechlizie z minimalg wartdscig. Ten tryb jest
przydatny przy analizie ikziowej lub wizualnej ocenie widm tej samej subsfamcdznych
stezeniach.
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Operacje na widmach — menu Przetwarzanie

Zarejestrowane widmo nie by poddane przetwarzaniu.

Zmiana formatu widma

* Zmiana z % Transmitacji na jednostki Absorbancjvybrat polecenie Absorbancja z menu
Przetwarzanie

 Zmiana z Absorbancji na % Transmitacji — wybrpolecenie % Transmitacji z menu
Przetwarzanie

* Zmiana na inne jednostki: Kubelka — Munk , Fotoakemne, Log (1/R), % odbicia,soX —
diugci¢ fali w um — wybra& polecenie Inne konwersje i w wwyietlonym oknie dialogowym
wybrat rodzaj jednostek.

Korekcja linii bazowej

W przypadku gdy linia bazowa w zarejestrowanym walpast ukéna lub ma die przesuricie
wzdtuz osi Y, maliwe jest jest skorygowanie za pomogolecé Korekcja Linii Bazowej lub
Automatyczna korekcja linii bazowejz menu Przetwarzanie.

Wybranie polecenia Automatyczna korekcja... nianaga od #ytkownika podgcia zadnych
dodatkowych krokéw — oprogramowanie samo dobiergyroglng skorygowan linie bazove.
Widmo kedace wynikiem korekcji jest umieszczane w tym samymie spektralnym.

Polecenie Korekcja Linii Bazowej uraovia uzytkownikowi manualne zdefiniowanie przebiegu

linii bazowe;.

- IZastqp oyginalne widmo _'.! @.{Zaest%j

I;-dabutoxybmzme
4
s @
R S h\
%

Skorygowane *p-dibutoxybenzene HI W Ww
M

3500 3000 2500 2000 1500 1nao 500

Liczhy falowe (cm-1)

S0(1020.594) ¥(0.223) [ Auta

Po wybraniu tego polecenia wwyietlone zostanie okno zatlaW jego gérnej oxci

wyswietlane jest oryginalne widmo. Moa okrélic przebieg linii bazowej przez wybrane punkty
widma klikapc lewym klawiszem myszy. W dolnej gzi okna zada pojawi st skorygowane
widmo. Mazna tex okresli¢ rodzaj krzywej opisugcej linic bazows wybierapc z listy w lewym
gornym rogu. Po zakozeniu operacji naly wybrac z listy znajdugej st nad oknem zadeczy
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chcemy zagpi¢ oryginalne widmo widmem skorygowym czyztehcemy widmo skorygowane
dod& okna ju istniegcego lub nowego.

Inne korekcje

Za pomog tego polecenia nitiwe jest wykonanie korekcji ATR (dotyczy ona tylkeidm
wykonywanych 4 technily), w przypadku gdy korekcja ta nie byta zdefinio@am parametrach
pomiaru. Dosfpne g tez korekcje Kramers Kronig — do techniki odbicia zwiaedlanego oraz
korekcje CQ i H2O, gdy fluktuacje zawarfoi pary wodnej i dwutlenku ggla s widoczne w
widmie.

Uwaga: Wykonanie tych korekcji wymaga zdefiniowamiglm wzorcowych H20 oraz CO2 —
Opcje/Obrdbka z menu edycja.

Polecenia Wytnij zakres i Linia prosta

Umozliwiajg one usunici¢ niepazadanego zakresu z widma, wybranego za pam@rzdzia
wyboru zakresu spektralnego. W przypadku poleckinmia Prosta usuwany zakres jest zpginy
linig prost.

Odejmowanie widm

Polecenie to umdiwia odejmowanie widm. Jest onayieczne np. w przypadku przeszukiwania
bibliotek w celu identyfikacji, a identyfikowanadgika jest mieszangn Wowczas po znalezieniu
w bibliotece gtdwnego skladnika mieszaniny, 2zm@ wykon& odejmowanie spektralne w celu
wykonania paniejszej identyfikacji drugiego sktadnika mieszanin

Wykonanie tego polecenia wymaga aby obydwa widmg bgznaczone jako aktywne oraz byty
w jednostkach Absorbanciji. Widmaedace w jednostkach %Transmitancji ngleuprzednio
przetworzy do formatu Absorbancja.

Po spetnieniu tych warunkdéw i wybraniu poleceniaswigtlone zostanie okno zatla oknem
spektralnym podzielonym na trzyesei:

IDndaJdn nowega okna jmbwﬂj

Cyelohexane + Unknown

Cyclohemane .I bn A . EI
.

Wynik odemowania widm Cyolohexane + Unknown

| 1.0301

i P e s
. 3500 3000 2500 2000 1500 1000

@ruhﬁ

——— 2 4 >

[Egklam zpumgg S<| M 5 -
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W gérnej czsci okna wywietlane jest widmo A, od ktérego odejmowane jestmo B,

Wyéwietlarﬂ w czsci srodkowej. Ewentuakn zmiare widm mazna dokokné poprzez klikngcie

przycisku

W dolnej czsci okna zadawyswietlane jest widmo wynikowe, ktorego wieliow oknie maemy
dobr& za pomog strzatek znajdagrych s¢ z prawej strony.

Z lewej strony okna spektralnego znajdujessiwak, za pomacktérego mana zmient mnaznik

k widma odejmowanego (odejmowanie wg formuty A-k'@az przyciski Zgrubniej i Doktadniej
umazliwiajagce dobraniezgdanej wartéci tego mnanika. Domyslna wart@ tego wspoétczynnika
jest dobierana automatycznie przez oprogramowam@odstawie analizy odejmowanych widm.

Znajdowanie pikéw

Za pomog polecenia Znajd piki z menu Analiza mdiwe jest okrélenie potaenia pikow i
opisanie ich na widmie. Po wybraniu tego polecewyawietlone zostanie okno zatlaKlikajac
klawiszem myszy wewgirz okna, aytkownik okrela prog czutéci. Wszystkie piki 0 wikszej
absorbancji ( mszym % Transmisji ) zostaroznaczone na widmie.

([ [72510 ovtnaine wismo a2 )
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Z lewej strony okna spektralnego znajduje suwak umaliwiajacy poprave czutcci przy
wyznaczaniu matych pikdw. Po dobraniu parametrogjdmwania pikdw naley potwierdzé czy
widmo z oznaczonymi pikami dodajemy do okna czyaiyginalne widmo kdzie zasfpione.

W przypadku gdy potrzebne jest oznaczenie i@ tylko wybranych pikow, nima wykona to
przy wyciu narzdzia anotacji. Klikeggc na wybranym piku przy wanietym klawiszu SHIFT, do
wybranego piku zostanie dodana etykieta optzujego potaenie i intensywngx.

Oznaczanie piku etykietky z mazliwoscig wpisania komentarza

Paleta nargdzi zawiera sz& narzdzi pozwalajcych na: wybranie widma lub obszaru widma,
zmiarg sposobu w§wietlania widma w oknie spektralnym, zmierzenie woka&ci lub pola
powierzchni piku oraz oznaczenie pikow.

Na funkcje nargdzi palety wskazuajich nazwy oraz symbole graficzne.
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Aby oznaczy pik w widmie polistyrenu nalsy:
1. Kliknie¢ciem wybra przycisk stidacy do wprowadzania komentarzaNarzedzie anotacji.

@

Narzdzie to pozwala na oznaczenie piku wgetg czestotliwosci (wartcgci X) lub innymi
informacjami.

W tym samym czasie me by uzywane tylko jedno natzizie. Po klikngciu na okrélonym
narzdziu kedzie ono aywane dopoki aytkownik kliknieciem nie wybierze nagtnego.
Podczas iywania narzdzia nad palat moze wywietlic sie informacja zwizane z
wykonywary operacy np. wartdci X i Y kursora lub granice wybranego obszarumivego.
Na rysunku przedstawiono dwietlone wspotrzdne X i Y kursora znajdagego s¢ w obszarze
okna spektralnego przy wybranym ngiziu zaznaczania:

Pik mazna oznacz§ klikajac nad nim przy zaznaczonym negdziu anotacji. Nad pikiem
wyswietli si¢ tekst etykietki/oznaczenia z lintaczaca etykietlke z pikiem. W ramce etykietki
mozna wpisé zadany tekst i zatwierdziwciskapc Enter. Etykietka zostanie wyvietlona.

Aby tatwiej zlokalizowa& wierzchotek piku wystarczy trzymgg wcisniety klawiszShiftklikna¢
w poblizu piku.

Trzymapc wcisnicty klawisz Shiftklikna¢ tuz powyzej wybranego piku.
Zaakceptowatekst etykietki wciskac Enter.

w N

Przy wyciu narzdzia anotacji mzna wykonywa takze inne operacje z@zane z oznaczaniem
etykietkami. Aby modyfikow& nowo stworzoa etykietke nalezy zmient tekst przed
wcisni¢ciu Enter. Aby zmodyfikowd istniegca juz etykietke nalezy na niej klikrg¢, wpis&
nowy tekst i zatwierdziprzezEnter. Istniepca etykietlke usuwa si przez kliknecie na niej i
wcisni¢cie klawiszaDelete

Analiza jakosciowa — poréwnanie z wzorcem

Mozna okréli¢ skiad probki przez automatyczne poroéwnanie otrzyega widma z widmami
wzorcow dosipnymi w bibliotece wzorcow substancji chemicznycl€ @QQuality Control).
Oprogramowanie poréwnuje widmo probki z widmami iedrenia w odpowiedniej kategorii w
bibliotece i pokazuje w jakim stopniu analizowanedmo jest zgodne z widmem wzorca.

Uwaga: W przypadku braku pewdo co do sktadu probki nmma skorzysta z biblioteki
przeszukiwania. W tym przypadku program przeszukéobeke i wyswietli liste widm
najlepiej odpowiadagrych nieznanemu widmu.

Analizowane widmo musi gy aktywne ( kolor czerwony). W przypadku gdy w oknie
wyswietlanych jest wgcej widm, wybrg widmo, klikagc na nim.

Aby wykona poréwnanie jakéciowe naley:

1. Z menu Analiza wybrapolecenie Konfiguracja przeszukiwania. Wiwyetlonym oknie
dialogowym wybra zaktadk Biblioteki wzorcow.
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Konfiguracja przeszukiwania I

e

Identyfilkacia o ik El|b|wzqrcci\§t¢] Zakrss speakdralmy
Dostephe biblioteki weorcdw lub ich grupy: Przeszukuj bibliateki wzoredw lub ich grupy:
|abbhbha

Folietylen standard e
Faolvstyrene Quality Contral Samp
Polystyrene Quality Control Samp E == s j

WZOr

Wizarce LKJ Grodzisk @ r i
=T opupes

4] | 3

Bibliteki zamarte i anipie:

o | »

1| | ¥
Eﬂ:ié‘z lizte jaka oplige IJ

l %_J [-Anulu' ‘ [E‘rzeszuku“ Enrﬁwna'.‘ ['ﬁgmgc ‘

W oknie po lewej stronie wwietlone g dostpne biblioteki wzorcéw. Wybkajedmn lub
wiecej wymaganych i klika¢ Dodaj. Wybrane biblioteki pojawisiec w oknie po prawej
stronie. Analizowane widmogdzie porownywane z widmami wzorcow zawartymi w tych
bibliotekach.

2. Klikng¢ klawisz Poréwnaj. Po zakozeniu procedury wivietlone zostanie okno typu:

d - Polystyrene measured as a film ;l
B g4
E |
E} i

+ Polystyrene measured as a fim
o A T Wspélczynnile dopasowania:0n.09
g‘ . Compound Type: Polystyrene
5 §
a 2=
B
" |

3500 3000 2500 2000 1500 1o00 500
Liczhy falowe (cm-1)

Dopasowane widmo
Polystyrene.
Wspotczynnik dopasowania 99.99.

Dopuszczalny wspdlczynnik dopasowania 50.00.

e 071 000 B & i 6 Bl &

zawierajce informacg o dopasowanym wzorcu i stopniu zgofiricanalizowanego widma z
widmem wzorca.
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3.

Aby zapisé list¢ przeszukiwanych bibliotek, tak aby przy ponowneiqy z programem nie
bylo konieczne konfigurowanie przeszukiwania pglg@o zdefiniowaniu konfiguracii
przeszukiwania zapiga parametry eksperymentu. W tym celu aglevybra® polecenie
Parametry eksperymentuz menuPomiar. W wyswietlonym oknie dialogowym Klika
zapisz. Parametry przeszykiwania bibliotek zogtarapisane wraz z parametrami
pomiarowymi metody.

Jezeli parametry przeszukiwania giz zdefiniowane i zapisane z parametrami metody aby
wykona procedug poréwnania z wzorcem wystarczy jedynie wybpalecenidPorownaj

z wzorcem...z menu Analiza lub klikq¢ odpowiadajca mu ikorg z paska nardzi.

Tworzenie i drukowanie raportu ( niedosgpne w programie EZ OMNIC)

O tworzeniu i drukowaniu raportu zawiegeggo wyniki pomiaru oraz dg¢zeniu go do notatnika
maozna nauczy sic Z OMNIC - Krok po kroku —Tworzenie Raportow

Tworzenie i drukowanie raportow w OMNIC jest barqroste:

1.

2.

W menu Raport ( w menu gtbwnym) wybrpolecenieSzablon

Pojawi s¢ okno dialogowe pozwalge wybra& szablon raportu.

W katalogu OMNIC znale katalog Report i wybka szablon raportu nazwany np.
QCCOMP.RPT ( szablon przeznaczony dla metod pordiarawzorcemO

Plik ten zawiera szablon raportu specjalnie ustawidla wykonywanegatwiczenia.
Znajdup si¢ w nim pozycje dla opisu okna spektralnego, czasuigru, tytut i komentarz
oraz rezultatow wyszukiwania widm wzorcowych.

Po zaznaczeniu wybranego pliku szablonu automaiyczyswietlany jest pogid raportu
dla aktualnie wybranego widma prziyeiu wybranego szablonu( zaznaczona opcja Poka
Widok) lub podghd szablonu z zaznaczeniem poszczegolnych pal.

Klikna¢ Wybierz aby zaznaczyszablon, w ktorym chcemy wydrukoweaport.

Podczas drukowania raportu program OMNIC automatgczvypetni pozycje raportu
odpowiednimi informacjami i rysunkami. Na przykigdeli pozycja raportu jest pgtzona
z aktywnym oknem spektralnym zawaddego okna &dzie whczona do wydruku.
Mozna utworzy swoj wiasny szablon przyzyciu przyciskuUtworz albo modyfikowé
jeden z istnigjcych juz szablonéw. Po zrobieniu zmian nalezachowd szablon z now
nazw.

Z menu Raport w pasku menu wybnaoleceniePodglad/Drukuj Raport . Wyswietlony
zostanie raport gotowy do wydruku wedtug ostatnybranego szablonu. Aby wydrukowa
klikng¢ Drukuj. Gdy wywietlony raport nie spetnia naszych oczekiwaaozna zmient
szablon przy #yciu klawisza Zmié Szablon lub zamkgé przy wyciu klawisza Zamknij.
W wyswietlonym oknie drukarki zatwierdgi klikajac OK.

Raport zostanie wydrukowany.

Tworzenie biblioteki uzytkownika.

Utworzenie biblioteki pozwoli na przystosowaniedmhacji zawartych w bibliotece w zalgosci
od potrzeb. Mena utworzy¢ biblioteke przeszukiwania aby identyfikowanieznane widma,
biblioteke QC dla oznaczania sktadu prébki albo skoroszytnwifscrapbook library) dla
przechowywania widm do pgaiejszego ich wyszukiwania.
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Podczas tworzenia bibliotekizytkownika okréla si rodzaj informacji, ktére dda w niej
zachowywane. Ustalagsrowniez liczbe parametrow wjczapc rozdzielczé¢, zakres biblioteki
oraz kontrole /sprawdzenia i poprawki, ktore gnaéjy¢ wykonywane. Kroki wiéciwe dla
tworzonego typu bibliotekigspodane w Kreatorze Bibliotek

Po utworzeniu biblioteki mma dohcza do niej widma przy zyciu polecenia Dodaj do biblioteki
znajdupcego s¢ w menu Analiza i sywa¢ ja jak bibliotelke komercyjy do identyfikacji
nieznanych widm albo oznaczenia sktadu prébki. Wlidtiece typu skoroszyt widm moa
znajdowa& widma przez wyszukiwanie tekstu.

Aby utworzy¢ nowg biblioteke np. bibliotele wzorcow naley:

1.

2.

Wybrat polecenie Menecr Bibliotek w menu Analiza.

Wyswietlone zostanie okno menesta bibliotek.

Klikna¢ klawisz Utworz bibliotek ¢. Wyswietlony zostanie kreator bibliotek, ktorgdrie
prowadzit ytkownika krok po kroku w procesie tworzenia nowdjlioteki.

Zaznaczy opcg Biblioteka wzorcéw i wpisat nazwe oraz nazw pliku dla biblioteki.
Wprowadzona nazwa pojawesw liscie nazw bibliotek po wtaczeniu do niej widma. Ma
wprowadzé nowg nazwe pliku lub zaakceptowa nazwe domying przypisag przez
Kreatora. Wcisa¢ Dalej w celu kontynuaciji.

W nastpnym oknie dialogowym wpisavymagany progowy wspotczynnik dopasowania
(w skali O [brak dopasowania] —100[petne dopasoejamip. 90) poniej ktérego
analizowane widmagala traktowane jako niezgodne z wzorcem.

W kolejnym oknie dialogowym wprowadzkomentarz (opcjonalne) jaki chce siagra i
swoje dane. Wprowadzony komentarz pojawi sie w palmentarz w zaktadce Informacje
w Menederze Bibliotek po wybraniu danej biblioteki w ramdazwy bibliotek.

Po nadinicciu klawiszaDalej mozliwe jest zdefiniowanie dodatkowych pol z paramiira
opisupgcymi kazde widmo wzorca. (opcjonalne).

Po kliknigciu Dalej pojawi st okno z maliwoscig zdefiniowania zakresu spektralnego z
domyélnie wybranym zakresegredniej podczerwieni 4000- 400¢m

W kolejnych oknach mma zmient domyine parametry dotyeze formatu widm,
rozdzielczdci, zastosowanych korekcji, usgtych zakresow itp., ale najgxiej
najodpowiedniejsze gs wartgéci domyslne. Po zakfaczeniu wprowadzania informacji
klikna¢ Koniec.

Biblioteka zostata utworzona. Mpoa to sprawdZi klikajac ikonke biblioteki wzorcow w
zaktadce Nazwy Bibliotek w Menedrze Bibliotek.

Wiecej informacji podano w ,, Tworzenie bibliotekzytkownika” w OMNIC Help Topics.

Dodawanie widma do biblioteki wytkownika.

Zarejestrowane widmo mina doda do biblioteki wytkownika, aby byto traktowane jako wzorzec
wzgledem ktdrego wykonywana jest analiza porownawcza.
Aby dod& widmo do biblioteki aytkownika naley:

1.
2.

3.

Wybrat zagdane widmo w oknie spektralnym.

Z menu Analiza wybrapolecenie Dodaj do Biblioteki

Pojawi s¢ okno dialogowe z wszystkimi dg@ginymi bibliotekami aytkownika.

Zaznaczy wybrarg biblioteke np. User Example Library [Przyktadowa Biblioteka
Uzytkownika] OK.

Pojawi st okno dialogowe Dodaj do biblioteki z nagwzaznaczonej biblioteki i
numerem/indeksem przypisanym wykonanemu widmu. ¥yYgadku dodawania widma do
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biblioteki wzorcéw nalgy zdefiniowa typ zwigzku dodawanego widma lub wyldrguz
zdefiniowany w tej bibliotece typ zgzku.

Dodaj do biblioteki | X|

Mazwa hiblioteki:Efvtromecyna
Indeks nowego widma:3
Min. wep, dopasowania®s 00
Majlepsze dopasowanie:t .26
"""Dndajdm'aklualnegmt\,fp_umiqzku

Erdramecyna

1% podaj typ 2wiszku

|En-1romecyna

Podaj infarmacie w poszezegdlnych polach
Mazwa Dwiazku:
| Erdromycyna

Toid) @t Groid) o)

Jezeli wybrana biblioteka ma zdefiniowane pola dodatkoh parametréw, naty poda
informacg dotyczica dolgczanego widma w poszczegolnych polach.

Po zakaczeniu zatwierdZiklikajagc OK. lub OK. wszystkie, gdy dodawane jest wgej niz
jedno widmo jednocZaie.

. Zatwierdzt klikajac OK.

Mozna take wiczy¢ widmo do biblioteki przeagajc plik widma do ikonki oznaczagej
wybram biblioteke w zaktadce Nazwy Bibliotek w Mengerze Bibliotek.
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